激光全谱分析技术是基于激光脉冲聚焦到被测样品上所产生的物质电离过程，电子的复合会发光，收集并研究该光谱就可以分析被测物质的成分。 该技术最初是由美国 Los Alamos 国家实验室的 David Cremers 研究小组在二十多年前发明的。从此以后，成功地被用于痕量元素的检测和恶劣环境下的在线成分分析等应用中。 
根据所分析的元素不同， 激光全谱分析技术可以探测到 ppm 到 ppt 级的含量。而且不需要对所测样品进行预加工（如抛光，溶解等），可以分析固态和气态样品。 
最新的改进型 GL-AMRLIBS 系统是基于一个 Blue Sky 公司的 Ultra CFR 激光器（ 50mJ ）的便携式探测系统。系统包括一个手提箱，里面有光谱仪、激光头和相关光学元件。激光器的电源是外置的，通过可拆卸导线与手提箱相连。光纤探头通过一根 1 到 1.5 米长的光缆与系统相连接，可以进行远距离分析。



技术参数：
系统规格 
光纤探头:1 —1.5 米光缆连接 
软件:Plasus 和 AvaSoft 
手提箱尺寸（长 × 宽 × 高）: 521 × 425 × 216mm 
计算机接口:USB2.0 或 RS-232 
样品室尺寸:100 × 100 × 250mm 

激光器典型参数 
激光器型号: Blue Sky 50mJ Nd:YVO4 
波长: 1064nm 
脉冲能量： 50mJ/ 脉冲 
重复频率： 15-30Hz 
电源要求（外置，水冷）：100-220VAC 
电源尺寸：370 × 200 × 180mm 

光谱仪参数 
可测波长范围:200-900nm 
探测器型号:CCD ， 2048 像素 
分辨率: <0.1nm 
可编程积分时间延迟:最小 1.28 μ s （步长 21ns ） 
积分时间: 最小 1.1ms 
尺寸（手提箱内最多 4 个通道）:175 × 110 × 44 毫米（单通道）



主要特点：
1.光路设计：对称式光路（可获得更高的分辨率和降低杂散光）和交叉光路 
2. CCD 光谱仪探测器性能比较： Sony 二代 ILX554 型 2048 像素 CCD 探测器和 Toshiba TCD1304AP 型 3648 像素 CCD 探测器的性能对比 
3. 多通道光谱仪各通道间可同步采样 
4.功能强大的外触发接口和方便的光谱仪采样时间延迟的控制 
5. 温度稳定性好，热漂移小 
6. 在宽测量光谱范围内可保持高分辨率 
7.AvaSpec 系列光谱仪的其它独特性能

